
ADC Linearity Test Solution
計 測 シ ス テ ム 　 E V A 1 0 0

測定に必要な機能やソフトウェアを内蔵

直観的に操作できる各種アプリケーションツール

高精度・高速計測ソリューション

A D C  n  リニアリティ試験を簡単に n  高精度に



n  E V A 1 0 0 による A D Cリニ アリティ試 験 
E A V 1 0 0 は A D C のリニ アリティ特 性 を 測 定 するた め 
に 必 要 な 計 測 モジュー ル をコン パクトな 筐 体 内 に 実 装 
して い ます。最 適 化 され たアプリケ ーション ツ ー ル により、 
簡 単 か つ 高 精 度 な 試 験 結 果 を 得 ることが 出 来 ます。

　 E V A 1 0 0  リニ アリティ測 定 構 成 

  A V I： 電 圧 電 流 源・モ ニタモジュー ル 
  L F：  1 7 - b i t 精 度 直 線 ランプ 出 力 、A W G モジュー ル 
  D M： デ ジタル モジュー ル 、ヒストグ ラム 処 理

n  同 期 測 定 制 御
–   直 感 的 な G U I で 各 信 号 の 測 定 タイミング を 簡 単 に 

設 定 可 能 

–   ハ ードウェア 同 期 による 高 精 度 なタイミング 設 定 で 
高 い 測 定 再 現 性 を 実 現

ステップ・ランプ 波 形 設 定 

     設 定 項 目 
     ・スタート電 圧 
     ・ストップ 電 圧 
     ・ステップ 電 圧 
     ・タイムインターバル

A D 変 換 タイミングと出 力 デ ータ 取り込 み 設 定

      ステップ・ランプ波形 
 とAD変換のタイミン 
 グをGUI上に表示。 
 同期設定を容易に確 
 認できます。 
 
 AD変換とデータ取り 
 込みの設定はタイ 
 ミングチャート方式で 
 設定します。

n  1 7 - b i t 精 度 直 線 ランプ による高 速 高 精 度 試 験 
直 線 ランプ 方 式 による 高 速 測 定 にも対 応して い ます 
A D C の サンプリング が 高 速 で ある ほど 、テストタイム 
の 削 減 に 効 果 を 発 揮します。

   – 1 7 - b i t 精 度 の 直 線 ランプ 信 号 出 力 
   – 1 4 - b i t A D C を 高 速 に 試 験 可 能

n  テストシ ー ケンス の 標 準 テンプレ ートを 搭 載 
標 準テンプレ ートに登 録されているテストシ ーケンスを 変 更
することで、よりスピーディー に試 験 環 境を 構 築できます。

  レ ポ ート出 力 機 能 による 特 性グ ラフ 出 力

n  仕 様 
ステップ・ランプ 信 号リニアリティ   1 5 - b i t  ( t y p ) 
直 線ランプ 信 号リニアリティ     1 7 - b i t  ( t y p ) 
 直 線ランプ 発 生 周 期       5 0 0 µ s  ~ 5 0 0 m s 

ヒストグラム 演 算       高 速 ハ ードウェア処 理
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